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Descripcién  En esta materia se muestran los conceptos basicos sobre confiabilidad (RAMS) de componentes y sistemas
general electrénicos, asi como las técnicas a sequir para realizar un estudio de este tipo o bien disefiar un sistema

que cumpla especificaciones RAMS. También se abordan los conceptos basicos sobre las fuentes de
interferencias electromagnéticas y su minimizacién.

Materia del programa English Friendly: El estudiantado internacional podra solicitar al profesorado: a)
materiales y referencias bibliograficas para el seguimiento de la materia en inglés, b) atender las tutorias en
inglés, c) pruebas y evaluaciones en inglés.

Resultados de Formacion y Aprendizaje

Cddigo

Al Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicacién de ideas, a menudo en un contexto de investigacion.

A2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucién de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area
de estudio.

Cl CET1. Proyectar, calcular y disefiar productos, procesos, instalaciones y plantas.

C5 CETS5. Gestionar técnica y econémicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnolégicos.

Cll CET11. Conocimiento, comprensién y capacidad para aplicar la legislacién necesaria en el ejercicio de la profesién de
Ingeniero Industrial.

C18 CTI7. Capacidad para disefiar sistemas electrénicos y de instrumentacion industrial.

D1 ABET-a. La capacidad de aplicar el conocimiento de las matematicas, la ciencia y la ingenieria.

D3 ABET-c. La capacidad de disefiar un sistema, componente o proceso para satisfacer las necesidades deseadas dentro
de las limitaciones realistas como econémica, ambiental, social, politico, ético, de salud y seguridad, fabricacién, y la
sostenibilidad.

D9  ABET-i. Un reconocimiento de la necesidad y la capacidad de participar en el aprendizaje de por vida.

Resultados previstos en la materia

Resultados previstos en la materia Resultados de
Formacién y
Aprendizaje

Paxina 1 de 5


http://moovi.uvigo.gal/

Capacidad para el andlisis, disefio e implantacion de equipos electrdénicos Al

Capacidad para aplicar las tecnologias de confiabilidad (RAMS) a los equipos electrénicos. Al

Conocimiento de las fuentes de interferencias electromagnéticas en equipos electrénicos A2

Capacidad para minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas en sistemas electrénicos de Al
potencia, sistemas electrdnicos digitales y circuitos electrénicos de comunicaciones. A2

Capacidad para aplicar la normativa sobre compatibilidad electromagnética Al

Contenidos

Tema

Interferencias electromagnéticas

Ruido e interferencia. Disefio para compatibilidad electromagnética (CEM).
Camino del ruido electromagnético. Métodos de acoplamiento.

Técnicas de disefio para CEM

Anélisis de emisiones conducidas. Analisis de emisiones radiadas.
Acoplamiento por impedancia comin. Cableado. Sistema de masas.
Apantallamiento.

Normas de CEM para equipos industriales

Directiva 2014/30/UE de CEM. Publicaciones basicas de CEM. Normas
genéricas de CEM. Normas de familias de productos. Normas de emisiones
e inmunidad, conducidas y radiadas. Normas de corrientes arménicas.
Normas de perturbaciones en la red. Ensayos de conformidad previa.

Introduccion a la confiabilidad de sistemas
electrénicos

Definiciones y conceptos basicos. Tecnologias RAMS. Pardmetros de la
fiabilidad de componentes electrénicos. Prediccidn de la fiabilidad.
Normativas técnicas aplicables. Sistemas serie, paralelo y redundantes.

Disefio y optimizacion de sistemas electrénicos

Optimizacién de redundancias. Andlisis de mantenibilidad y disponibilidad

Andlisis de fallos

Modelado por Markov y por redes de Petri. Modos de fallo de los
componentes electrénicos. Determinacién de mecanismos y modos de
fallo.

Sistemas seguros ante fallos

Especificacion de sistemas seguros ante averias. Metodologias de disefio
de sistemas seguros.

Planificacion

Horas en clase Horas fuera de clase  Horas totales

Leccién magistral 24 32 56
Resolucién de problemas de forma auténoma 0 12 12
Examen de preguntas objetivas 2 0 2

Practica de laboratorio 12 18 30
Trabajo 0 12 12
Observacion sistematica 0.5 0 0.5

*Los datos que aparecen en la tabla de planificacién son de caracter orientativo, considerando la heterogeneidad de

alumnado
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Metodologias

Descripcion

Leccién magistral

Se desarrollaran en los horarios fijados por la direccién del centro. Consistirdn en una exposicién
por parte del profesorado de aspectos relevantes de la materia que estaran relacionados con los
materiales que previamente se aportaron al alumnado. De este modo se propicia la participacién
activa del estudiantado, que tendrd ocasién de exponer dudas y preguntas durante la sesion.

Resolucién de
problemas de forma
auténoma

Estudio de consolidacién y repaso de las sesiones presenciales.

Después de cada sesion tedrica de aula se deberia realizar de forma sistematica un estudio de
consolidacion y repaso para dejar resueltas todas sus dudas con respecto de la materia. Las dudas
0 aspectos no resueltos deberd exponerlos al profesorado a la mayor brevedad posible, a fin de que
se utilicen estas dudas o cuestiones como elemento de realimentacién del proceso de ensefianza-
aprendizaje.

Atencion personalizada

Metodologias

Descripcion

Resolucién de
problemas de forma
auténoma

El profesorado atenderd personalmente las dudas y consultas del alumnado, sobre el estudio de
conceptos tedricos, practicas de laboratorio o proyectos. El alumnado tendran ocasién de acudir a
tutorias personalizadas o en grupos en el despacho del profesorado, en el horario que se
establezca para ese efecto al comienzo del curso y que se publicard en Moovi.

Leccién magistral

El profesorado atendera personalmente las dudas y consultas del alumnado, sobre el estudio de
conceptos tedricos, practicas de laboratorio o proyectos. El alumnado tendrdn ocasién de acudir a
tutorias personalizadas o en grupos en el despacho del profesorado, en el horario que se
establezca para ese efecto al comienzo del curso y que se publicara en Moovi.

Pruebas

Descripcion

Practica de
laboratorio

El profesorado atenderd personalmente las dudas y consultas del alumnado, sobre el estudio de
conceptos tedricos, practicas de laboratorio o proyectos. El alumnado tendran ocasién de acudir a
tutorias personalizadas o en grupos en el despacho del profesorado, en el horario que se
establezca para ese efecto al comienzo del curso y que se publicard en Moovi.

Observacion
sistematica

El profesorado observara personalmente el comportamiento del alumnado durante el el estudio de
conceptos tedricos, la resolucién de problemas, las practicas de laboratorio y el desarrollo de
trabajos. El alumnado deben prestar especial atencién a la actitud durante todas estas actividades.

Trabajo El profesorado atendera personalmente las dudas y consultas del alumnado, sobre el desarrollo del
trabajo. El alumnado tendran ocasién de acudir a tutorias personalizadas o en grupos en el
despacho del profesorado, en el horario que se establezca para ese efecto al comienzo del curso y
que se publicard en Moovi.

Evaluacidn
Descripcién Calificacion Resultados de

Formacién y
Aprendizaje
Examen de El examen de preguntas objetivas [NT] puede constar de preguntas tipo 34 A2 C1 D1
preguntas objetivastest, de preguntas cortas a desarrollar, de problemas numéricos. C5
Cl1
C18

Practica de Las practicas [NP] seran impartidas en los laboratorios del departamento, 27 Al C5 D1

laboratorio empleando la instrumentacién y los equipos disponibles. A2 C18 D9
También se empleardn herramientas informaticas para el calculo y analisis.

Trabajo El trabajo [TP] propuesto puede ser: participar en la traduccién de una 34 Al G5 D3
norma técnica; elaborar un informe sobre una instalacién o un equipo; o A2 Cl1 D9
valorar el comportamiento de equipos de acuerdo con una norma en el C18
laboratorio.

Observacion Los profesores de la materia observaran la actitud de cada uno de los 5 D1

sistematica alumnos en las distintas tareas, tanto en las clases de teorfa como en las D3
practicas de laboratorio. [OS] D9

Otros comentarios sobre la Evaluacion

Sesiones de laboratorio

En estas sesiones, la puntuacién sera la misma para quienes estén en el mismo puesto, con la observacién sistematica que
tenga cada persona individualmente.
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Trabajos en grupo

En los trabajos en grupo, la puntuacién del trabajo serd la misma para todos los integrantes del grupo, con la observacién
sistemaética que tenga cada persona individualmente.

Convocatoria ordinaria por evaluacion continua

La nota que pasara al acta [NAEC] sera la suma ponderada de las notas de practicas, del trabajo y del examen.

NAEC = 0,27 * NP + 0,34 * NT + 0,34 * TP + 0,05 * OS
Convocatoria ordinaria por evaluacion global

Serd necesario presentarse a un examen tedrico [NTEG], en la fecha establecida por el centro para la convocatoria ordinaria,
y un examen practico de laboratorio [NPEG], en fecha a acordar dependiendo de la disponibilida de laboratorios y no
coincidencia con otros examenes del mismo curso

Cada uno de estos examenes se evaluara sobre una puntuacién de 10 puntos. Si se realiza el examen tedrico, y el
estudiante no se presenta al practico, la nota [NPEG] valdrd 0.

La nota que pasard al acta [NAEG] sera el promedio de ambos examenes. Es decir:

NAEG = ( NTEG + NPEG ) / 2
Convocatoria extraordinaria por evaluacién continua

En esta convocatoria se conservaran la nota de practicas y del trabajode la convocatoria ordinaria, y serd necesario hacer el
examen de preguntas objetivas [NTE].

La nota que pasard al acta [NAEEC] serd la suma ponderada de las notas de practicas y del examen.

NAEEC = 0,27 * NP + 0,34 * NTE + 0,34 * TP + 0,05 * OS
Convocatoria extraordinaria por evaluacion global

Serd necesario presentarse a un examen teérico [NTEEG], en la fecha establecida por el centro para la convocatoria
ordinaria, y un examen practico de laboratorio [NPEEG], en fecha a acordar dependiendo de la disponibilida de laboratorios y
no coincidencia con otros examenes del mismo curso.

Cada uno de estos examenes se evaluara sobre una puntuacién de 10 puntos. Si se realiza el examen tedrico, y el
estudiante no se presenta al practico, la nota [NPEEG] valdra 0.

La nota que pasard al acta [NAEEG] sera el promedio de ambos exdmenes. Es decir:

NAEEG = ( NTEEG + NPEEG ) /2
Convocatoria fin de carrera

Serd necesario presentarse a un examen teérico [NTFDC], en la fecha establecida por el centro para la convocatoria
ordinaria, y un examen practico de laboratorio [NPFDC], en fecha a acordar dependiendo de la disponibilida de laboratorios y
no coincidencia con otros examenes del mismo curso.

Cada uno de estos examenes se evaluara sobre una puntuacién de 10 puntos. Si se realiza el examen tedrico, y el
estudiante no se presenta al practico, la nota [NPFDC] valdra 0.

La nota que pasard al acta [NAFDC] sera el promedio de ambos exdmenes. Es decir:

NAFDC = ( NTFDC + NPFDC ) / 2
Compromiso ético

Se espera que quien curse la materia presente un comportamiento ético correcto. En el caso de detectar un comportamiento
no ético (copia, plagio, utilizacién de aparatos electrénicos no autorizados, y otros) se considerara que no reune los
requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la calificacién global en el presente curso académico sera de
suspenso (0.0) y se notificara a la direccion del centro para los efectos oportunos.
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Recomendaciones

Otros comentarios
Se recomienda al estudiantado mantener un perfil actualizado en la plataforma Moovi (fotografia, correo electrénico).

El estudiantado podran consultar cualquier duda relativa las actividades asignadas al grupo de laboratorio / trabajo al que
pertenecen, o la materia vista en las horas presenciales, en las horas de tutorias o a través de los medios relacionados en el
apartado de "Atencién al alumno".

El estudiantado deben cumplir inexcusablemente los plazos establecidos para las diferentes actividades.

En las diferentes pruebas se aconseja que se justifiquen todos los resultados que consigan. A la hora de puntuarlas no se
dard ningln resultado por sobreentendido y se tendrd en cuenta el método empleado para llegar la solucién propuesta.

Se recomienda, en la presentacién de los diversos ejercicios, no presentar faltas de ortografia y caracteres o simbolos
ilegibles, porque afectardn a la puntuacion final.

No se corregiran los exdmenes a los que le falte alguna de las hojas que acompafian al enunciado.

Durante la realizacién de la prueba individualizada no se podran utilizar apuntes, ni libros, y estan prohibidos los teléfonos
moviles y todos sus accesorios (relojes inteligentes, auriculares, etc).
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